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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS —

)
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3)
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Partie 5: Recommandations applicables aux bofitiers a transfert
automatisé sur bande (TAB) des circuits intégrés

AVANT-PROPOS

La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation ¢ xmp.sée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEl-a pour chiet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans le > do.raires de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes Ii.’ernatonales.
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité naticnal intéi 2ssé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non got /ernementales, en
liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEIl collabore étroiteme:.i-a\ec I'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les ¢ ux org anisations.

Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques, rep ésentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que 'e> C miics nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. lls sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels p.r | :s Comités nationaux.

Dans le but d'encourager I'unification internationale, les Comités na*icnau. de la CEl s'engagent a appliquer de
fagon transparente, dans toute la mesure possible, les Norm=2s iitern¢tionales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norm= d. la =7ZI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette ('erni’re.

La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le marquag: comm: indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme a I't ne de ses normes.

L’'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou "'e droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels drc s ¢.2 propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 601910 2 €.& établie par le sous-comité 47D: Normalisation
mécanique des dispositifs & semicor.“ucraurs, du comité d'études 47 de la CEIl: Dispositifs a
semiconducteurs.

Cette deuxiéme édition anruic et remplace la premiére édition parue en 1987 et constitue une
révision technique.

Le texte de cette ncrme =2stissu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
47D/107/FDIS 47D/158/RVD

Le rappt de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
ohouti a I'\pprobation de cette norme.

Lus annexes A, B, C et D sont données uniquement a titre d’'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR DEVICES -

Part 5: Recommendations applying to integrated circuit
packages using tape automated bonding (TAB)

FOREWORD

The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comy-isin ;
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to »ron.ote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and eleccror. = fie's. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Thei’ nrep.orition is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject de.'t with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental oi7janizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the Interna ional Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement ' 2tween the two
organizations.

The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters exores~. ac r:arly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each techn: il co nmittee has representation
from all interested National Committees.

The documents produced have the form of recommendations for inter: atic nal use and are published in the form
of standards, technical reports or guides and they are accepted by the N>t =2l Committees in that sense.

In order to promote international unification, IEC National Comm ttees u.idertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible n. th»ir rational and regional standards. Any
divergence between the |IEC Standard and the corresponu ng 1 ational or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

The IEC provides no marking procedure to indicate its { ppro:‘al and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its stancres.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsi. le fc identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60191-5 has t=en prepared by subcommittee 47D: Mechanical
standardization of semiconducter d:vices, of IEC technical committee 47: Semiconductor
devices.

This second edition cancels-~nu = places the first edition published in 1987 and constitutes a
technical revision.

The text of this stanca. 7 is based on the following documents:

FDIS Report on voting

47D/107/FDIS 47D/158/RVD

Full i~formation on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting inu cated in the above table.

snnexes A, B, C and D are for information only.
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INTRODUCTION

Les recommandations contenues dans la présente norme couvrent les exigences pour les
bandes avec circuits intégrés (IC) soudés telles que fournies par un fabricant a un utilisateur.
Elles ne sont pas destinées a une utilisation strictement interne d'une entreprise, telle que
I'’emploi du TAB en tant qu’'étape dans le processus de fabrication des boftiers QFP ou d’autres
boitiers.

Les valeurs des dimensions ou les exigences spécifiées dans cette norme pour la largeur des
bandes, les perforations d’entrainement, les plots d'essai ou les connexions extérieures, etc.
correspondent a I'état de la technologie a la date de publication de cette norme. Les
dimensions relatives a la largeur des bandes et aux perforations d’entrainement dériver.: de
celles qui sont normalisées pour les films cinématographiques. Cette norme ne prétend pcs
définir les possibilités futures de cette technologie. Les progrés qui interviendront ‘an.. la
technologie de l'assemblage des circuits intégrés pourront conduire, dans le fui:r, a
recommander la normalisation de dimensions nouvelles ou supplémentaires.
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INTRODUCTION

The recommendations contained in this standard cover the requirements for tape with bonded
integrated circuits (IC) as supplied by a manufacturer to a user. They are not intended to
govern strictly internal usage by a company such as the use of TAB as one step in the
manufacture of QFP or other packages.

Dimensional values or requirements given in this standard for tape width, sprocket holes, test
pad patterns, or outer leads, etc. correspond to the state of the technology at the date of
publication of this standard. Tape width and sprocket hole dimensions have been derived from
motion picture film standards. This standard does not attempt to define the ultimate
possibilities of the technology. Progress in integrated circuit assembly technology may lead to
inclusion of new or additional recommended dimensions in the future.
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NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS —

Partie 5: Recommandations applicables aux boftiers a transfert
automatisé sur bande (TAB) des circuits intégrés

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 60191 sur la normalisation mécanique donne" des
recommandations applicables aux circuits intégrés qui sont fournis dans les boftiers utii.;ancle
transfert automatique sur bande (TAB) comme composant principal de fonctions structuraios et
d’interconnexion. Cette norme est applicable au composant fini, fourni par un fabricar> a un
utilisateur et ne définit pas les exigences en relation avec I'assemblage de puce. a Laitier (la
soudure interne des puces sur bande ou ILB).
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MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR DEVICES -

Part 5: Recommendations applying to integrated circuit
packages using tape automated bonding (TAB)

1 Scope

This part of IEC 60191 on mechanical standardization gives recommendations applying to
integrated circuits supplied in packages using tape automated bonding (TAB) as the pririzipal
component for structural and interconnection functions. This standard is applicable 0 wre
finished component supplied by a manufacturer to a user and does not define requiiemaonts
relating to the IC to tape interface (the inner lead bond or ILB).
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